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Введение: Кристаллы
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(1/2-u,-u,1/2+u)  (-u,1/2+u,1/2+u), где uMe = 0.138 и uSi = 0.845. 
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Введение: Структурная киральность

Si, Ge

Fe/Co/Mn



Введение: Магнитная киральность
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Введение: Киральность монокристаллов Fe1-xCox Si 
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Введение: Киральность поликристаллов MnSi
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*S. V. Grigoriev, et al, 
Phys. Rev. Lett. 102 (2009) 037204

**S. V. Grigoriev, et al, 
Phys. Rev. B 81 (2010) 012408
***V.A. Dyadkin, et al,
Phys. Rev. B 84, 014435 (2011)

Введение: Связь между структурной и 

магнитной киральностью.



Исследуемые объекты

Fe1−xCoxSi

x = 0.1, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.50. 
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Схема установки для роста монокристаллов по 

методу Чохральского

1 - тигель с расплавом,

2 - кристалл,

3 - печь

4,5- механизм 

вытягивания. 
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Схема установки для роста монокристаллов по 

методу Чохральского
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Экспериментальная установка
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Collimation 8 m

Detector 11,2 m

λ=0,6 nm
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Эксперимент: Fe1-xCox Si  x=10
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Эксперимент: Fe1-xCox Si  x=15
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Эксперимент: Fe1-xCox Si  x=20
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Эксперимент: Fe1-xCox Si  x=15

Эксперимент: Fe1-xCox Si  x=20

МУРомец-2015, 23 -25 Сентября 2015, ПИЯФ, Гатчина

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
-1,0

-0,8

-0,6

-0,4

-0,2

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8



z (mm)

Right

Left
4 6 8 10 12 14 16 18

-0,5

-0,4

-0,3

-0,2

-0,1

0,0

0,1

0,2

0,3



z (mm)

Right

Left

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

-0,8

-0,6

-0,4

-0,2

0,0

0,2

0,4

0,6



z (mm)

Right

Left

0 2 4 6 8 10 12 14
-0,6

-0,4

-0,2

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8



z (mm)

Right

Left



Fe1-xCox Si x=30 #85 RS

Fe1-xCox Si x=30 #73 RS

Fe1-xCox Si x=30 #74 LS
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Fe1-xCox Si x=50 #69 LS Fe1-xCox Si x=25 #75 RS
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Заключение



Выводы

Продемонстрирован метод определения магнитной киральности

поликристаллических соединений.

Зная магнитную киральность поликристалла мы определили его 

кристаллографическую киральность.

Установили, то в процессе кристаллизации поликристаллов, 

формируются большие кристаллиты, которых имеет игольчатую форму. 

Средняя киральность исследованных поликристаллов отклоняется от 

нуля и не зависит от киральности затравки.
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